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Alexander Rack
Forschungszentrum Karlsruhe, Institut fiir Synchrotronstrahlung

Entstehung und Kompensation von Artefakten bei der Synchrotron-
Tomographie

Zeit: 16.01.2006, 16:00 Uhr
Ort: Fraunhofer-Institut fr Techno- und Wirtschaftsmathematik [TWM
Kaiserslautern, Fraunhofer-Platz 1, Raum Z03.07 - Z03.08

Das Problem von Artefakten bei der Computer-Tomographie wird seit Ende der 1970er Jahre
untersucht. Hat man bei der Medizin-CT Strahlendosis und Geschwindigkeit in Kombination mit
moderaten Auflésungen im Blick, so steht bei den Materialuntersuchungen mit Synchroton-CT
eine hochstmdgliche Auflésung in Verbindung mit einem guten Elementkontrast und geringem
Signal-Rausch-Verhaltnis im Vordergrund. Gerade letzteres ist wichtig fur die Bildanalyse.

Die Entstehung von Artefakten als auch Grinde fir den Verlust von rdumlicher Auflésung sollen
im Laufe des Vortrags aufgefihrt und Anatze und Methoden zur Kompensation beziehungsweise
Verbesserung vorgestellt werden.
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